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IV. Opis programu studiéw

3. KARTA PRZEDMIOTU

Kod modutu

Nazwa modutu

Cyfrowe przyrzady pomiarowe

Nazwa modutu w jezyku angielskim

Digital measuring instruments

Obowigzuje od roku akademickiego

2019/2020

USYTUOWANIE MODULU W SYSTEMIE STUDIOW

Kierunek studiow

Elektrotechnika

Poziom ksztatcenia

| stopien

Profil studiow

Ogodlnoakademicki

Forma i tryb prowadzenia studiow

Studia stacjonarne

Zakres

Komputerowe Systemy Pomiarowe

Jednostka prowadzaca przedmiot

Katedra Systemow Informatycznych

Koordynator przedmiotu

dr hab. inz. J6zef Kusmierz, prof. PSk

Zatwierdzit

Dziekan Wydziatu Elektrotechniki
Automatyki i Informatyki ]
Dr hab. inz. Antoni R6zowicz, prof. PSk

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU

Przynaleznos$¢ do grupy/bloku przedmiotéw Przedmiot kierunkowy

Status przedmiotu Obowiazkowy

Jezyk prowadzenia zajeé Polski

Usytuowanie modutu w planie studiow - semestr Semestr V

Wymagania wstepne

Egzamin (TAK/NIE) Tak

Liczba punktéw ECTS 4
Forma prowadze- wyktad éwiczenia | laboratorium projekt inne
nia zajeé
w semestrze 30 15




EFEKTY UCZENIA SIE

Kategoria

Sym-
bol
efektu

Efekty ksztalcenia

odniesienie do
efektéw kierun-
kowych

Wiedza

W_01

ma uporzadkowang wiedze w zakresie teorii obwoddw elek-
trycznych oraz w zakresie teorii sygnatow i metod ich prze-
twarzania

ELE1_WO07

W_02

ma podstawowg wiedze w zakresie metrologii, zna i rozu-
mie metody pomiaru i ekstrakcji podstawowych wielkosci
charakteryzujgcych elementy i uktady elektroniczne réz-
nego typu, zna metody obliczeniowe i narzedzia informa-
tyczne niezbedne do analizy wynikow eksperymentu

ELE1_WO08

W_03

zna zasady stosowania aparatury pomiarowej oraz wita-
sciwosci podstawowych przyrzadéw pomiarowych, zna
zasady funkcjonowania systemoéw pomiarowych

ELE1_W10

Umiejetnosci

U 01

potrafi pracowaé indywidualnie i w zespole; umie oszaco-
wac czas potrzebny na realizacje zleconego zadania; po-
trafi opracowac i zrealizowa¢ harmonogram prac zapew-
niajgcy dotrzymanie terminéw

ELE1_U02

potrafi opracowa¢ dokumentacje dotyczaca realizacji za-
dania inzynierskiego i przygotowac tekst zawierajgcy
omowienie wynikow realizacji tego zadania

ELE1_UO3

potrafi postuzy¢ sie wiasciwie dobranymi metodami i przy-
rzagdami pomiarowymi umozliwiajacymi pomiar podstawo-
wych wielkosci charakteryzujacych elementy i uktady
elektryczne i elektroniczne, potrafi zaprojektowac i zreali-
zowag prosty system pomiarowy

ELE1_UO09
ELE1_U11

Kompetencje
spoteczne

K 01

ma swiadomos¢ odpowiedzialnosci za prace wtasng oraz
gotowos¢ podporzgdkowania sie zasadom pracy w ze-
spole i ponoszenia odpowiedzialnosci za wspdlnie reali-
zowane zadania

ELE1_KO02
ELE1_KO04
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TRESCI PROGRAMOWE

Forma
zajec*

Tresci programowe

wyktad

Podstawowe pojecia metrologii. Jednostki i uktady miar, wzorce wielkosci elek-
trycznych i czasu

Btad pomiaru, granice btedu, obliczanie niepewnos$ci wyniku pomiaru

Obiekt pomiaru, klasyfikacja sygnatéw pomiarowych, prébkowanie i kwantyzacja
sygnatow. Przetwarzanie sygnatéw w dziedzinie czasu, czestotliwosci

Transformata Fouriera, wiasciwosci dyskretnego przeksztatcenia Fouriera (DFT),
algorytm szybkiej transformaty Fouriera (FFT)

Przetwarzanie analogowo-cyfrowe: metody przetwarzania, btedy w pomiarach sy-
gnatéw dyskretnych. Interfejs analogowo-cyfrowy

Kody i sygnaty cyfrowe

Pomiary czasu, czestotliwosci i przesuniecia fazowego

Cyfrowe metody pomiaru napiecia, pradu, mocy i energii

Cyfrowe metody pomiaru rezystancji i impedanciji

Multimetry i oscyloskopy cyfrowe, generatory przebiegéw arbitralnych

Wirtualne przyrzady pomiarowe

Podstawowe pojecia metrologii. Jednostki i uktady miar, wzorce wielkosci elek-
trycznych i czasu

Zastosowanie multimetru cyfrowego w pomiarach

Cyfrowy pomiar czestotliwosci i przesuniecia fazowego

2




Badanie przetwornika analogowo-cyfrowego

Laborato- Zastosowanie oscyloskopu cyfrowego w pomiarach, Cyfrowe przetwarzanie sy-
rium gnatow

Projekt i wykonanie panelu wirtualnego w srodowisku LabWindows do przyrzadu
HP34401 i HP33120

Projekt i wykonanie panelu wirtualnego w srodowisku LabWindows do uktadu po-
miarowego rezystancji metoda techniczng

Projekt i wykonanie panelu wirtualnego w srodowisku LabWindows do uktadu po-
miarowego impedancji

Kolokwium koricowe

METODY WERYFIKACJI EFEKTOW UCZENIA SIE

Symbol Metody sprawdzania efektow uczenia sie
efektu Egzamin Egzamln Kolokwium Projekt Sprawozdanie Inne
ustny pisemny
W01 X X
w02 X X
w03 X X
uo1 X X X
uo2 X X X
uo3 X X X
K01 X X
A.
FORMA | WARUNKI ZALICZENIA
Form’a Forma zaliczenia Warunki zaliczenia
zajec€
wyktad Egzamin pisemny Uzyskanie co najmniej oceny dostatecznej z egzaminu
:,iaf:]rato- zaliczenie z oceng Ocena ze $redniej wazonej: 50% kolokwia i 50% sprawozdania

NAKLAD PRACY STUDENTA

Bilans punktow ECTS
. . i Jed-
Lp. | Rodzaj aktywnosci Obciazenie studenta nostka
o ) ) w Cc L P S
1. Udziat w zajeciach zgodnie z planem studiéw 30 = h
3. Inne (konsultacje, egzamin)* 6 2 h
4 Razem przy bezposrednim udziale 53 h
" | nauczyciela akademickiego
Liczba punktéw ECTS, ktérg student
5. | uzyskuje przy bezposrednim udziale 2,12 ECTS
nauczyciela akademickiego
6. | Liczba godzin samodzielnej pracy studenta 47 h
7. Liczba _punktow ECTS, ktora: stuc_ient 1.88 ECTS
uzyskuje w ramach samodzielnej pracy !
8 Naklad pracy zwigzany z zajeciami 15 h
* | ocharakterze praktycznym




Liczba punktow ECTS, ktorg student

9. | uzyskuje w ramach zajeé¢ o charakterze 1,33 ECTS
praktycznym
Sumaryczne godzinowe obciazenie praca

10. studenta 100 h

Punkty ECTS za modut
1 punkt ECTS=25 godzin obcigzenia studenta

1. 4

* wszelkie formy weryfikacji efektéw, w tym egzaminy oraz nie wiecej niz 2 godziny konsultacji dla kazdej formy zaje¢
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